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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien ’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I'établisse-
ment des éditions révisées et aux mises & jour peuvent étre obtenus
auprés des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

@® Bulletin de 1a CEI

® Rapport d’activité de la CEI

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® IEC Bulletin

® Report on IEC Activities

Pu]»lié annuellement

® Ca
Publié annuellement

alogue des publications de la CEI

Terminplogie

En ce| qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reporterg a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
techniquf International (V.E.L.), qui est établie sous forme de
chapitreq séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Inde
général ptant publié séparément. Des détails copplets sur
V.E.I. peuvent étre obtenus sur demande.

Les tefmes et définitions figurant dans la présente publicaii

Pour Jes symbole:
d’usage pénéral app

— la H
en ¢

— laP
mai}

Les s
ont été

spéciﬁquement app ouvés aux fins de cette pubhcatxon.

Published yearly

@ Catalogue of IE lications
Published yearly

oy, redders are refefred to IEC Publi-
senational Electrotechnical Vpcabulary (I.E.V.),

¢ orm of separate chiipters each dealing

ith /& specific\ield, the General Index being published as a
sepratklet. bull details of the I.E.V. will be supplied on

request.

s’and definitions contained in the|present publication
¢ cither been taken from the I.E.V. or have been specifically
oved for the purpose of this publicatiop.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols jand signs approved
by the IEC for general use, readers ate rgferred to:

— ITEC Publication 27: Letter symbols to pe used in electrical
technology ;

— IEC Publication 117: Recommended [graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC Publications 27 or 117, or
have been specifically approved for the pufpose of this publi-
cation.

Autres publications de la CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la cou-
verture qui énumérent les autres publications de la CEI prépa-
rées par le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

Other 1E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the
cover, which list other I EC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Premier complément & la Publication 512-6 (1977)

COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES POUR EQUIPEMENTS
ELECTRONIQUES ; PROCEDURES D’ESSAI DE BASE
ET METHODES DE MESURE

Sixiéme partie: Essais climatiques et essais de soudure

Article 2: Essai 11b: Combinaison/succession de iroid, de basse pressi
et de chaleur humide

osphérighe,

PREAMBULE

mités d’Etudes
hesure possible

1) | Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les qué
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ce:
un accord international sur les sujets examinés.”

2) ités nationaux.

3)

iopaux adoptent

doit, dans la

La présente porme a €t€ € bmécaniques
pgur équipe ¢ i

Un pI‘O_]et fut discuté v réunion tenue & Tokyo en 1975. A la suite de cette réunion, un projet fut
dil Jure Y ccélérde en juillet 1976 et, en tant que document 48(Bureau|Central)215,
fu 15~ b ités nationaux suivant la Régle des Six Mois en mai 1977.

Etats-Unis d’Amérique

Israél

g Japon
Australie Norveége
Bplglqup Rovaume-1ni
Canada Suede
Danemark Suisse
Egypte Turquie
Espagne Yougoslavie

Autre publication de la CEI citée dans la présente norme:

Publication n°® 68-2-39: Essais fqndamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Deuxiéme partie: Essais — Essai
Z/AMD: Essai combiné séquentiel de froid, basse pression atmosphérique et chaleur humide.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

First supplement to Publication 512-6 (1977)

ELECTROMECHANICAL COMPONENTS FOR ELECTRONIC
EQUIPMENT ; BASIC TESTING PROCEDURES
AND MEASURING METHODS

Part 6: Climatic tests and soldering tests

1) The forma| decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared &
National Qommittees having a special interest therein are represented, expre

consensus pf opinion on the subjects dealt with.

2) They have
sense.

3) In order t
the text of
between thi
in the latter.

This stand
for Electron

A draft w
circulated ui
submitted to|

The Natio

and damp heat

FOREWORD

Norway
South Africa (Republic of)
Spain
Canada Sweden
Peénmark Switzerland
Egypt Turkey
Germany United Kingdom
Israel United States of America
Japan Yugoslavia

Other 1EC publication quoted in this standard:

he
hal

hat

pt

ed

Publication No. 68-2-39: Basic Environmental Testing Procedures, Part 2: Tests — Test Z/AMD: Combined Sequential
Cold, Low Air Pressure and Damp Heat Test.
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Premier complément & la Publication 512-6 (1977)

COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES POUR EQUIPEMENTS
ELECTRONIQUES ; PROCEDURES D’ESSAI DE BASE
ET METHODES DE MESURE

Sixiéme partie: Essais climatiques et essais de soudure

Article 2: Essai 11b: Combinaison/succession de froid, de basse pression atmosphérique,
et de chaleur humide

SECTION UN — ESSAIS CLIMATIQU

Page 14

2.| Essai 11b: Combinaison/séquence de froid, de basse pressign’s érique et de chdleur hiimide

Mpdifier le titre de cet article et remplacer « A 1’étude ypar [exe

2.| Essai 11b: Combinaison/succession de froid, de-basse p esnBat nosphé¥ique, et de chaleur) humide

2.1 Objet

L’objet de cet essai est de défiy § armalisée pour déterminer si un composant peut
fonctionner d’une maniere presdyite | avoir été soumis aux conditions qui prévalent,
plus ou moins, daus tQute parti 2 nf la montée et la descente, mais qui font particu-

2.0

anchéité est

p{on, quelque
n doit étre

engagement)
ou, retrait(dégagement) doit aussi étre conforme a la spécification particulicre.

2.3 Méthode d’essai
Si cela est requis par la spécification particuliére, le composant est préconditionné comme prescrit.

Le composant est placé dans la chambre d’essai dans la position prescrite par la spécification
particuliére. Toute vérification de fonctionnement et toute mesure requises par la spécification par-
ticuliere doivent étre effectuées avant le commencement de ’épreuve.

‘ La tension de polarisation éventuelle est appliquée conformément a la spécification particulicre.
N ’ Un courant de fuite d& & application de la tension de polarisatinn n’est pas pris en considération.
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First supplement to Publication 512-6 (1977)

ELECTROMECHANICAL COMPONENTS FOR ELECTRONIC

EQUIPMENT ; BASIC TESTING PROCEDURES
AND MEASURING METHODS

Part 6: Climatic tests and soldering tests

Clause 2: Test 11b: Combined/sequential cold, low air pressure,
and damp heat

SECTION ONE — CLIMATIC TESTS
Page 15
2. Test 11b: Combined/sequential cold, low air pressure and damp hea
Replace “Under consideration® by the following text:
2.1 Objeqt
The object of this test is to define a st can
function in a specified manner during and a me
extemt, everywhere in an gi i ent and deéscen e in
unhgated and/or unpress
2.2 Prepdration of the
The spécimer@ S\wired a S the detail specification. If, exceptionally, any feature
of the specimen (e.g{ thé\t€ahe ; b be
protected in any/wa
Atra
THhe stateof the specimén, for example whether operated or not, or whether connectors are tp be
inserted or<withdrawn/engaged or disengaged, shall also be in accordance with the detail speci-
ficatjon’! '

2.3 Test method

If required by the detail specification, the component shall be preconditioned as prescribed.

The component shall be placed, in the attitude prescribed by the detail specification, in the test
chamber. Any functional checks or measurements required by the detail specification shall be made
before conditioning begins.

The polarizing voltage, if any, shall be applied according to the detail specification. Any leakage
current resulting from such application is not to be taken into account.
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A moins que cela ne soit nécessaire pour une vérification de fonctionnement prescrite par la spéci-
fication particuliere, aucun courant ne doit circuler dans le composant pendant I’épreuve.

Le composant doit alors &tre soumis a I’épreuve décrite dans la Publication 68-2-39 de la CEI:
Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Deuxiéme partie: Essais — Essai
Z/AMD: Essai combiné séquentiel de froid, de basse pression atmosphérique et chaleur humide,
en utilisant les valeurs extrémes de froid et de basse pression atmosphérique données dans la spéci-

fication particuliére.

Les vérifications de fonctionnement et les mesures prescrites par la spécification particuliére doivent
étre effectuées aux jonctions indiqués par I’essai Z/AMD pendant et immédiatement aprés I’épreuve.

Détails a spécifier
Si cet essai est requis par la spécification particuliére, les détails suiv

a) préconditionnement éventuel;
b) type et taille du fil électrique a utiliser;

¢) préparation du spécimen, y compris les détails de touje

composant;
d) la position dans laquelle le composant est & essayer;
e) mesures initiales;

f) tension de polarisation;

g) conditions de fonctionnemeng;
k) mesures requises;
i) température et pression atmosphérique;
Jj) nombre de cycles; ’
k) toute dérogation

9,

hnés:

e partie du
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Except when necessary for a functional check prescribed by the detail specification, at no time

during the conditioning shall the component carry current.

The component shall then be subjected to the conditioning described in 1 E C Publication 68-2-39:
Basic Environmental Testing Procedures, Part 2: Tests — Test Z/AMD: Combined Sequential
Cold, Low Air Pressure and Damp Heat Test, using the extremes of cold and low air pressure given

in the detail specification.

At the junctures indicated in Test Z/AMD during and immediately at the conclusion of the
conditioning, the functional checks and measurements prescribed in the detail specification shall be

made.

2.4 Details to be specified
When this test is required by the detail specification, the following detail

a) preconditioning, if any;

b) type and size of wire to be used;

¢) preparation of the specimen, including details of the protectio
of the component;

d) the attitude in which the component is to be tested;

e) initial measurements;

f) pplarizing voltage;

g) operating conditions;

&) measurements required;
i) temperature and air pressure;
J) npmber of cycles;
k) any deviation from stahd

9,

part
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